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1. обцие поJоrкенIrя

1.1 Настоящая методика поверки распространяется Еа микроскопы
видеоизмерительные ВИМ-III (да,,lее по тексту - микроскопы) производства ООО
<Фодис>, г. Королев и устанавливает методы и средства их первичной и периодической
поверок,

1.2 Микроскопы не относятся к многоканальным измеритеJIьным системам,
многопредельным и многодиапщонным средствzlм измерений, не состоят из нескоJъких
автономных блоков. Поверка отдельньIх измерительных канzIлов и (или) отдельньIх
автономных блоков из состава средства измерений дJuI меньшего числа измеряемых
величин или на меньшем числе подlиапазонов измерений не предусмотрена.

1.3 Микроскопы до ввода в эксплуатацию подлежат первичной поверке, в процессе
эксплуатации, а также после ремонта периодической поверке.

1.4 Первичной поверке подвергается каждый экземпляр микроскопа.
1.5 Периодической поверке подвергается каждьтй экземпляр микроскоп4

находящийся в эксплуатации. через установленный иятерваIл между поверкal}.tи.

Микроскопы, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении (более

одного интервала между поверками). подвергаются периодической поверке только после
окончания хранения.

1.6 При определении метрологических характеристик в рамках проволимой
поверки обеспечивается передача единицы длины в соответствии с Государственной
поверочной схемой, утвержденной прикzвом Росстандарта Ns 2840 от 29.12.2018,
подтверждающм прослеживаемость к государственному первичному этzIлону единицы
длины - метра ГЭТ 2-202|.

1.7 В результате поверки должны быгь подтверждены след}тощие метрологические
требования, приведенные в приложении А.

1.8 При определении метрологических характеристик поверяемого микроскопа
используется метод непосредственного сравнения результата измерений поверяемого

микроскопа с действительньrм значением меры.

Таблица 1 оп ации по ки
обязательность выполнения

операций поверки при
Номер пункта

методики
поверки, в

соответствии с
которым

выполняется
операция
поверки

периодической
поверке

первичной
поверке

Наименование операции поверки

7дадаВнешний осмотр

8да да
Контроль условий поверки при
подготовке к поверке и опробовании
средства измерений

9даПроверка программного обеспечения

2

2. Перечень операций поверки средства измерений

2.1 При проведении поверки микроскопов должны бьпь выполнены операции,

указанные в таблице 1.



Определение метрологических
характеристик средства измерений и

подтверждение соответствия средства
измерений метрологическим
требованиям:
- определение абсолютной погрешности
измерений линейньн размеров по осям
x,Y
- определение абсолютной погрешности
измерений линейньтх размеров по оси Z*
_ подтверждение соответствия средства
измерений метрологическим
требованиям

да

да

да

да

да

да

l0

l0,2

l0.3

Оформление результатов поверки да да ll
Примечание:

-всл ае оснащения ным датчиком

в слуlае отрицательньп результатов при проведении одной из операций, поверку

прекращают и микроскоп признают непригодньIм к применению.

3. Требования к усJовиям проведения поверки

Поверку следует проводить в нормальньrх условиях окружшощей срелы:
- температура окружalющего воздца, ОС

- относительная влажность возд}ха, не более, О%

2U+2;

80.

4. Требования к специалистам, осуществляющпм поверку

4.1. К проведению поверки допускаются лица, ознакомившиеся с настоящей

методикой поверки и с эксплуатационной док}ъ!ентацией на микроскопы, а также на

средства их поверки, и работающие в организации, аккрелитованной на право

проведения поверки средств измерений.
4.2. Для проведения поверки микроскопа достаточно одного поверителя,

5. Метро"rогшческпе и техняческие требовавия к средс,гва]rt поверкш

5.1. При проведении поверки

указанные в таблице 2.

должны применяться средства поверки,

Таблица 2 - едства по Il

Перечень

рекомендуемых
средств поверкинеобходимые для проведения поверки

Операчии поверки,
требующие применения

средств поверки
Прибор
комбинированный
Testo 608-Н1, (рег.

],{! 53505-13)

Средство измерений температуры
окрlжающей среды: диапчвон измерений
от +10 до +25 оС, пределы допускаемой
абсолотной погрешности + 0,5ОС

Срелство измерений относительной
вл!DI(ности возд},ха: диапазон
измерений до 80 %, пределы

допускаемой абсо.гпотной погрешности
+зо/о

п. 7 Контроль условий
поверки (при
подготовке к поверке и
опробовании средства
измерений)

10.1

Метрологические и технические
требования к средствам поверки,
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п. 9.1 Определение
абсолютной
погрешности измерений
линейных размеров по
осям X,Y

Рабочий этztлоЕ единицы длины в

диапазоне до 400 мм (меры длины
штриховые) не ниже 2-го разряда
согласно Государственной поверочной
схеме для средств измерений длины в

диалазоне от 1,10-9 до 100 м и дтин
волн в диапzвоне от 0,2 до 50 мкм,

}твержденной приказом Росстандарта
Ns 2840 от 29 лекабря 20l8 г.

Мера длины
штриховм
(рег. Ne 76752-19)

п. 9.2 определение
абсолютной
погрешности измерений
линейньгх prвMepoв по
осц Z+

рабочий эталон единицы длины в

диапазоне до l00 мм (меры длины
концевые плоскопараллельные) не нихе
4-го разряла согласно Государственной
поверочной схеме для средств
измерений длины в диапазоне от 1,10-9

до i00 м и длин волн в диапазоне от 0,2

до 50 мкм, 1твержленной прикtвом
Росстандарта Ns 2840 от 29 декабря
20l8 г.

Вспомогательное оборудование

Средство измерений (пластина плоскtul
стекляннrul размером до l20 мм)
согласно Государственной поверочной
схеме для средств измерений
параtvrетров отклонений от
плоскостности и сферичности
оптических поверхностей,

утвержленной Приказом Росстандарта
Ns 3l89 от |5.|2.2022г.

Меры д.Iины
концевые
плоскопарzlJIлельные,
наборNч2l КТ2
фег. JФ 17726-98)

пластины плоские
стекJIянные 2-rо
класса ПИ60
фег. JФ l97-70)

Примечание:
* - в случае оснащения лазерным датчиком

.Щопускается использовать при поверке другие гвержденные и аттестованные
этilлоны единиц величин, средства измерений угвержденного типа и поверенные,

удов,-Iетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таб.rице 2.

б. Требованпя (условпя) по обеспеченпю безопаспостп проведенпя поверки

6.1 При проведении поверки микроскопов необходимо соблюдать требования

руководства по эксплуатации на микроскопы и документов на средства поверки.

7. Внешний осмотр средства пзмерений

7.1 Проверку внешнего вида микроскопа следует производить п}тем его внешнего
осмотра. При внешнем осмотре микроскопа установить соответствие следующим
требованиям:

- соответствие внешнего вида микроскопа описанию и изображению,
приведенным в описании типа;

- маркировка и комплектность микроскопа должны соответствовать указанным в

руководстве по эксплуатации;
- на наружных поверхностях микроскопа не должно быть дефекгов, влияющих на

его эксплуатационные характеристики;
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- наJlичие надежной фиксачии съемньtх элементов зажимньпtи устойствами.
7.2 Микроскоп считается поверенным в части внешнего осмотра, если выполнены

все требования, приведенные в пункте 7.1.

8. Контроль условий поверки при подготовк€ к поверке и опробовании средства
пзмеренип

8.1 Поверку следует проводить в норма,,Iьных условиях окружающей среды:
- температура окружzlющего возд}ха, ОС 20t2;
- относительнм влажность возд}ха, не более,7о 80.
А также должны отсутствовать вибрации, кислотные испарения, брызги масла.
8.2 Микроскоп и др}тие средства измерений и поверки вьцерживalют не менее 2 ч.

при постоянной температуре, соответствующей нормальньпr.r услов!rям.
8.3 При опробовании проверить! тгобы взаимодействие подвижньrх частей

микроскопа проходило плавно, без скачков и заеданий.
8.4 Микроскоп считается поверенным в части опробования, если он удовлетворяет

вышеперечисленным требованиям.

9.1 Провести идентификачию программного обеспеченl,tя (далее - ПО) по
след}тощей методике:

Включить микроскоп. В открывшемся информационном окне считать
идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения.

9.2 Микроскоп считается поверенным в части проверки программного
обеспечения, если ее ПО соответствует указанному в таблице З.

Таблица 3 - Иденти икационные данные По

10. Определение uетрологпческих характеристик средства измерений и
подтверждение соответствия средства измерений метро"погическим требованиям

l0.1 Определение абсолютной погрешности измерений линейных размеров
по осям Х,Y

10.1.1 Абсолютн},ю погрешность измерений линейньж размеров по осям Х, Y
проверяют в зависимости от модели микроскопа и его конструктивной особенности в
соответствии с таблицей 4.

Идентификационные данные (признаки) Значение
идентификационное наименование По Fusion FVGoldenROC

Номер версии (идентификаuионньй номер) ПО v.2 и выше v.l и выше

цифровой идентификатор ПО

9. Проверка программного обеспечения средства измерений



Таблица 4 - Кон ивные особенности оскопов

10.1.2 Опрелеление абсолютной погрешности измерений линейных размеров
производится с помощью эталонной стеклянной штриховой меры, котор}то располагают
вдоль вдоль оси Х, затем вдоль оси Y.

l0.1.3 Сфокусировать микроскоп на изображение левой кромки нулевого штриха
меры, снять отсчет. Навести перекрестие на изобрaDкеЕие левой кромки следующего
штриха, снять отсчет. .Щалее провести измерения от нулевого штриха с шагом в
соответствии с таблицей 5 (при лиапазоне более 100 мм далее каждые 100 мм) ло
достижения верхней границы диапазона измерений линейных размеров вдоль
проверяемого направления измерений.

Погрешность измерений линейньrх размеров микроскопов определить по формуле
l:

(1)

где Lиз" - длина оlрезка меры, измеренн:u микроскопом, мм,
LaT - дIllнп отрезка меры, указанн:ц в протоколе поверки, мм
Uno - абсолютнм погрешность измерений плнейньп< размеров, мм
Результаты измерений записать в протокол.

Таблица 5 - Шаг измерений для определения абсолютной погрешности из lерений
линеиных I!e

U,р -- L",,, - Lл

в

Малое поле зрения Большое поле зрения
Перемещение предметного стола Перемещенlrе предметного столаМодификачия
не использчется использчется не использчется используется
не проверяется не проверяется проверяется не проверяется

Sl010D проверяется не проверяется проверяется не проверяется
S20l5 проверяется не проверяетсяне проверяется проверяется
S2025 проверяется проверяется проверяется проверяется

S3OзOр проверяется проверяется проверяется проверяется
S2Oз5 проверяетсяпроверяется проверяется проверяется

проверяется проверяется проверяется проверяется
S6050 не проверяется не проверяется проверяется проверяется

S6050D проверяется проверяется проверяется проверяется
S6065 не проверяется не проверяется проверяется проверяется

Малое поле зрения Большое по,,Iе зрения
Перемещение предметного стола Перемещенrtе предметного столаМодификация
не использчется использчется не использчется }lспо",lьз\,ется

S 10l0 не проверяется не проверяется 20 мм не проверяется
S 10l0D l0 мм не проверяетсяне проверяется 20 мм
S20l 5 l0 мм не проверяется 20 мм не проверяется
S2025 l0 мм 20 мм 20 мм 20 мм
S3030P 20 ммl0 мм 20 мм 25 мм
S2035 l0 мшr 20 мм 20 мм 20 мм

l0 мм 50 мм 20 мм 50 мм
S6050 не проверяется не проверяется 20 мм 50 мм
S6050D l0 мм 50 мм 10 мм
S6065 не проверяется не проверяется 20 мм 50 мм

6

S l0l0

S2030

S2030

50 мм



10.1.4 Микроскоп считается поверенным в части определения абсолютной
погрешности измерений линейных размеров по осям Х, Y, если полrlенные значения
соответствуют указанным в приложении А.

l0.2 Опреле"rение абсолютной погрешности измерений липейных размеров по оси Z

10.2.1 Абсолютн),ю погрешность измерений линейньп< размеров по оси Z
проверяют в зависимости от }комплектованности микроскопа л:верным датчиком.

l0.2.2 Опрелеление абсолютной погрешности измерений линейньгх размеров по
оси Z проводят при помощи мер длины концевьrх плоскопараллельных, установленных
на п.lастину плоскую стеклянн},ю в виде ступенек. Использовать не менее трех
комбинаций мер разной длины.

Сryпеньку из концевьн мер, притерт).ю к пластине, },становить в центре
предметного стола. Сфокусировать микроскоп на рабочей поверхности нижней концевой
меры и установить точку на ней. Затем сфокусировать микроскоп на рабочей
поверхности верхней концевой меры и установить точку на ней. Рассчитать в программе

расстояние по оси Z между установленными точками.
Погрешность измерений линейньтх рlц}меров микроскопа определить по формуле

2:

(2)

где Lu.u - расстояние между точками, измеренное микроскопом, мм,
L"' - длина верхней концевой меры, укaванная в протоколе поверки, мм
Uno - абсолютная погрешность измерений линейньD( размеров, мм
Результаты измерений записать в протокол.
10.2.3 Микроскоп считается поверенным в части определения абсолютной

погрешности измерений линейньrх размеров ло оси Z, если полr{енные значения
соответств},ют указанным в приложении А.

l0.3 Подтверясдение соответствия средства измеренпй метрологпческим
требованиям

l0.3.1 Микроскоп считается прошедшим поверку в части подтверждения
соответствия средства измерений метрологическим требованиям, если по пlъктам 6 - 9
соответствует перечисленным требованиям, а пол)ченные результаты измерений по
пyнKтzlti.t 10.1-10.2 находятся в пределах допустимьD( значений.

10.3.2 В случае подтверждения соответствия микроскопа метологическим
требованиям, результаты поверки считzlются положительными и его признают
пригодным к применению.

10.3.З В случае, если соответствие микроскопа метологическим требованиям не
подтверждено, то результаты поверки считаются отрицательными и микроскоп признают
непригодным к применению.

l l. Офорrt.-lенllе pe]\,.-Il'TaToB поверкtI

11.1 Сведения о результатах поверки (как положительные, так и отрицательные)

передаются в Федеральный информачионный фонд по обеспечению единства измерений.

l1.2 При положительных результатах поверки сведения о результатах поверки

средства измерений передаются в Федера,тьный информационный фонд по обеспечению
единства измерений. В соответствии с действуюrчим зaкоЕодательством по змвлению
владельца средства измерений или лица, представJuIющего средство измерений на

поверку, допускается выдача свидетельства о поверке на брлажном носителе.

,7
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11.3 При отрицательных результатах поверки сведения о результатах поверки

средства измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений. В соответствии с действующим законодательством по з:швлению

владельца средства измерений или лица, предстzlвляющего средство измерений на

поверку, допускается вьцача извещеЕия о непригодности к применению средства

измерений с }кaванием основных причин непригодности.

Начальник отдела 203
ФБУ кНИЩ ПМ-Ростест> М.Л. Бабаджанова

Начальник лаборатории 203/1

ФБУ кНИI_{ ПМ-Ростест>

Инженер лаборатории 203i 1

ФБУ кНИЩ ПМ-Ростест>

,Щ.А. Новиков

Г.М. Попов
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